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テスト設計コンテスト’17 スケジュール

10:00～10:20： U-30クラス開会挨拶

10:20～12:30： プレゼンテーション

12:30～13:30： 休憩(昼食)

13:30～14:15： プレゼンテーション

14:15～14:40： 休憩(U-30 最終審査)

14:40～15:00： OPENクラス開会挨拶

15:00～17:10： プレゼンテーション

17:10～17:40： 休憩(OPEN 最終審査)

17:40～18:10： 結果発表・総評・閉会
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• お手持ちのスマートホン/携帯電話は、電源
を切るかマナーモードに設定をお願いします

• 発表の撮影/録音は、ご遠慮ください

• 発表中の入退出は、なるべくご遠慮ください

• 災害時は関係者が誘導します
指示に従っていただけますようお願いします

テスト設計コンテスト’17 諸注意
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テスト設計コンテストの目的

• ソフトウェアテストを分析設計から行うことを周知し、
ソフトウェアテストエンジニアに対する教育の機会を
提供する。

• コンテストという形式をとることにより、ソフトウェアテ
ストが創造的な作業であり楽しいということを経験し
てもらい、若年層及び初級テストエンジニアからベテ
ランテストエンジニアまでテストへの興味を高める。

• ソフトウェアテスト業界における技術開発を、競技を
通じて促進する。
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テスト設計コンテスト これまでの歩み

2011

2012

2013
【優勝】TETTAN（東京） 2連覇
【準優勝】Yuki Da RMA（北海道）

【最優秀賞】TETTAN（東京）
【審査員特別賞】あまがさきてすとくらぶ（関西）

【大賞】めいしゅ館（東海）
【湯本賞】奥村 健二（東海）
【にし賞】堀米 賢（東京）

2014
【優勝】ＴＦＣ ＫＡ・ＲＩ・ＹＡ （東海）
【準優勝】MKE98（審査委員推薦枠：東海）

2015
【優勝】しなてす（東京）
【準優勝】TEVASAKIplus （東京）

2016
【優勝】SASADAN Go （書類選考）
【準優勝】しなてす （東京）

従来のOPENクラスに加え
U-30クラス新設！
本日決勝戦開催

2017
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テスト設計コンテスト U-30クラスについて

本年度より、従来のテスト設計コンテストに、若手のエ
ンジニアのみが参加できるU-30クラスを新設

• 目的
– テスト設計を始めたばかりの若いエンジニアが、自分の仲間と共にさ
まざまな技術を試す場を提供する

• 形式
– 参加メンバー全員を30歳以下に限定

– 本年度は地域予選を実施せず、事前の成果物審査ののちプレゼンテ
ーション審査を本日実施

– 審査基準はテストアーキテクチャ設計よりもテスト詳細設計/実装を重
視した配点とする
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審査委員長 ：
井芹洋輝 （テスト設計コンテスト審査委員会）

審査委員 ：
奥村健二 （ASTER）
名野響 （テスト設計コンテスト審査委員会）
坂静香 （テスト設計コンテスト審査委員会）
蛭田恭章 （ベリサーブ）
福良智明 （オープンストリーム）
山﨑崇 （ベリサーブ）

テスト設計コンテスト U-30クラス審査体制
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テスト設計コンテスト U-30クラス審査基準

• テスト分析・テスト設計点(20点)

• テスト詳細設計・実装点(30点)

• 工程間一貫性点(10点)

• 文書点(20点)

• 総合点(20点)

成果物審査点 合計100点満点

• プレゼンテーション技術点 15点

http://aster.or.jp/business/contest/rulebooku30.html#agreement
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• 「話題沸騰ポット要求仕様書 (GOMA-1015型) 第７版」

• NPO法人 組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会
(SESSAME)様 http://www.sessame.jp/

テスト設計コンテスト U-30クラス テストベース
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プレゼンテーション審査 レギュレーション

テスト設計コンテストのプレゼンテーション審査のレギュ
レーション ※U-30クラス/OPENクラス共通

• プレゼンテーション発表 15分
– 残り5分で一度ベルが鳴ります

– 15分経過でベルが鳴り、強制終了となります

• 質疑応答 5分
– 審査委員および会場からの質問を受け付けます

– 5分経過でベルが鳴り、次のプレゼンテーションの準備に入ります
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1. OPTiM

2. いんプレオ

3. ヤングレッジ

4. でこパン462

5. チームT研

6. SHINNOSUKE

7. TBD

※発表順

テスト設計コンテスト U-30クラス 出場チーム
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いよいよプレゼンテーションの開始です！

U-30クラス 初代優勝の栄誉は

どのチームの手に！

テスト設計コンテスト U-30クラス
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企業/学校法人チーム

（株）オプティム

OPTiM
発表者：中島 千尋

テスト設計コンテスト U-30クラス #1
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企業/学校法人チーム

アイエックス・ナレッジ株式会社

いんプレオ
発表者：都築 剛志

テスト設計コンテスト U-30クラス #2
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企業/学校法人チーム

株式会社ウェブレッジ

ヤングレッジ
発表者：塩澤 隼人

テスト設計コンテスト U-30クラス #3
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休憩
20分間

テスト設計コンテスト U-30クラス
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企業/学校法人チーム

トッパン・フォームズ株式会社

でこパン462
発表者：織田 瑶子

テスト設計コンテスト U-30クラス #4
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企業/学校法人チーム

香川大学

チームT研
発表者：亀山 大輝

テスト設計コンテスト U-30クラス #5
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休憩（昼食）
1時間

テスト設計コンテスト U-30クラス
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一般チーム

SHINNOSUKE
発表者：玉木 駿佑

テスト設計コンテスト U-30クラス #6
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企業/学校法人チーム

富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社

TBD
発表者：森重 丈

テスト設計コンテスト U-30クラス #7
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休憩（U-30最終審査）

30分間

テスト設計コンテスト U-30クラス
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テスト設計コンテスト’17 スケジュール

10:00～10:20： U-30クラス開会挨拶

10:20～12:30： プレゼンテーション

12:30～13:30： 休憩(昼食)

13:30～14:15： プレゼンテーション

14:15～14:40： 休憩(U-30 最終審査)

14:40～15:00： OPENクラス開会挨拶

15:00～17:10： プレゼンテーション

17:10～17:40： 休憩(OPEN 最終審査)

17:40～18:10： 結果発表・総評・閉会
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テスト設計コンテスト’17

OPENクラス

決勝戦
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北海道： 2016年 7月27日
東 京： 2016年 8月20日
東 海： 2016年 9月24日

北海道： 2016年11月26日
東 京： 2016年11月 5日
東 海： 2016年12月 3日
書類選考： 2016年11月初旬

チュートリアル

予選

決勝戦

成果物審査

プレゼン審査

+

事前成果物審査

当日プレゼン審査

+本日実施！

テスト設計コンテスト′17 OPENクラス 全日程
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審査委員長

本部審査委員

地域審査委員 ★印は決勝審査委員兼任

北海道
★安達 賢二 （HBA）
小楠 聡美 （アジェンダ）
根本 紀之 （東京エレクトロン）

関西
★田中 英和 （日の出ソフト）
徳 隆宏 （JaSST Kansai実行委員会）

東京・書類
佐々木 方規 （ベリサーブ）
中野 直樹 （ネクスト）
長谷川 聡 （ベリサーブ）

★町田 欣史 （NTTデータ）

東海
★秋谷 勤 （東海ソフト/APTJ）
近美 克行 （シーイーシー）

西 康晴 （電気通信大学）（東京兼任）

安達 賢二 （HBA)（北海道兼任）

鈴木 三紀夫 （NPO法人 ASTER理事）

湯本 剛 （日本HP）

吉澤 智美 （日本電気）（東京兼任）

テスト設計コンテスト’17 OPENクラス審査体制
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• 共同実行委員長 ：
笹瀬 義久 （sdtech）

杉田 正実 （田研出版）

• 実行委員 ：
秋谷 勤 （東海ソフト/APTJ）

安達 賢二 （HBA）

小楠 聡美 （アジェンダ）

加澤 繁信 （NTTデータMSE）

越川 徹也 （テスコン実行委員会）

五味 悠一郎 （日本大学）

笹瀬 いずみ （ウェブレッジ）

武田 学 （JaSST Kansai 実行委員会）

千葉 美千代 （ASTER）

根本 紀之 （東京エレクトロン）

野中 成夫 （JaSST Kansai 実行委員会）

野村 絵里 （ASTER）

平野 誠太郎 （JaSST Kansai 実行委員会）

藤田将志 （東京エレクトロン）

藤本 千央 （テスコン実行委員会）

吉澤 智美 （日本電気）

テスト設計コンテスト’17 運営体制
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テスト設計コンテスト OPENクラス審査基準

• テスト要求分析・テストアーキテクチャ設計点(40点)

• テスト詳細設計・実装点(30点)

• 工程間一貫性点(10点)

• 文書点(20点)

• 総合点(20点)

成果物審査点 合計120点満点

• プレゼンテーション技術点 15点

http://aster.or.jp/business/contest/rulebook.html#agreement
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ASTER通信カラオケシステム
http://aster.or.jp/business/contest/rulebook.html#testbase 

29

協力：

テスト設計コンテスト OPENクラス テストベース
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• 成果物１ ： テスト設計の最終成果物：40ページまで
– メインの審査対象

• 成果物２ ： テスト設計に関わる成果物一式
– テスト設計を行う過程

• 成果物３ ： アピールシート
– 各チーム紹介、狙いなどを表現

• 成果物4：プレゼンテーション用資料
– プレゼンテーション：20分(発表15分、質疑応答5分)で自チームのテス
ト設計を説明

• 当日フロア掲示用資料
– 8ページで各チームの特徴、主張を表現

テスト設計コンテスト OPENクラス成果物
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決勝戦進出チーム ※発表順

1. てすにゃんRev2 （東海代表）

2. 紙印テスト倶楽部 （東京代表）

3. STUDIO IBURI （北海道代表）

4. モモテツ （書類予選代表）

5. わんだーズ （東京代表）

テスト設計コンテスト OPENクラス 出場チーム
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前年度

優勝トロフィー返還

テスト設計コンテスト OPENクラス
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テスト設計コンテスト′16

優勝

SASADAN Go

テスト設計コンテスト OPENクラス
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持てるテスト技術を結集して
カラオケシステムを攻略せよ！

テスト設計コンテスト OPENクラス

はたして栄冠は
どのチームに輝くのか？
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一般チーム

てすにゃんRev2
（東海代表）

発表者：大段 智広

テスト設計コンテスト OPENクラス #1



©2017 Association of Software Test Engineering36

一般チーム

紙印テスト倶楽部
（東京代表）

発表者：小田部 健

テスト設計コンテスト OPENクラス #2
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一般チーム

STUDIO IBURI
（北海道代表）

発表者：水野 昇幸

テスト設計コンテスト OPENクラス #3
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休憩
20分間

テスト設計コンテスト OPENクラス
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企業/学校法人チーム

福島キヤノン株式会社

モモテツ
（書類予選代表）

発表者：金田 和之

テスト設計コンテスト OPENクラス #4
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企業/学校法人チーム

パナソニックITS株式会社

わんだーズ
（東京代表）

発表者：高山 淳

テスト設計コンテスト OPENクラス #5
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休憩（OPEN最終審査）

30分間

テスト設計コンテスト OPENクラス
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テスト設計コンテスト’17 スケジュール

10:00～10:20： U-30クラス開会挨拶

10:20～12:30： プレゼンテーション

12:30～13:30： 休憩(昼食)

13:30～14:15： プレゼンテーション

14:15～14:40： 休憩(U-30 最終審査)

14:40～15:00： OPENクラス開会挨拶

15:00～17:10： プレゼンテーション

17:10～17:40： 休憩(OPEN 最終審査)

17:40～18:10： 結果発表・総評・閉会
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テスト設計コンテスト′17 U-30クラス

審査結果発表

テスト設計コンテスト U-30クラス
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準優勝チームは

テスト設計コンテスト U-30クラス
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賞状と副賞の目録授与

テスト設計コンテスト U-30クラス
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栄えある

初代優勝チームは

テスト設計コンテスト U-30クラス
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賞状とトロフィー

副賞の目録授与

テスト設計コンテスト U-30クラス
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優勝チーム/準優勝チーム

U-30審査委員コメント

テスト設計コンテスト U-30クラス
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U-30審査委員長

総評

テスト設計コンテスト U-30クラス
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テスト設計コンテスト′17 OPENクラス

審査結果発表

テスト設計コンテスト OPENクラス
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準優勝チームは

テスト設計コンテスト OPENクラス
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賞状と副賞の目録授与

テスト設計コンテスト OPENクラス
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栄えある優勝チームは

テスト設計コンテスト OPENクラス
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賞状とトロフィー

副賞の目録授与

テスト設計コンテスト OPENクラス
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OPENクラス

本部審査委員コメント

テスト設計コンテスト OPENクラス
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審査委員長

総評

テスト設計コンテスト OPENクラス
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ASTER Webサイトにて公開予定
みなさんの参加をお待ちしております！

テスト設計コンテスト’17
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長時間のご清聴
ありがとうございました

アンケートの回答をお願いします。

記入したアンケートは机の上に伏せていただくか、
係の者にお渡しください。

テスト設計コンテスト’17


